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Mintapreparalas:

VITRIFICATION

Biological specimen
High Pressure Freezing
Thick samples (< 200 ym)
Plunge Freezing
Thin samples (< 10um) :

THINNING

vastag minta

Vitrification

vékony minta

only thin enough specimens
(< 500 nm)

Murata & Wolf, BBA, 2018
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Vastagabb sejt szeletelése krio-FIB segitségével

MILLING

Lucic et al., JCB 2013




Hogyan jut a minta a mikroszkopba:

egyszer(ibb megoldas: hatékonyabb megoldas:

Liquid nitrogen reservoir
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Mi torténik a mikroszképban?

Electron source Electron source

+707 rotation

Protein particles pg stage Cell

rotation /

Camera Camera

SPA cryoET/STA

Murata & Wolf, BBA, 2018



Tomography Experiment
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Lucic et al., JCB 2013

Zos
i

- Wb
AADATIT R 5 AT
1 A R e
N sy v
o f »&Mﬂf\u =

: )-5_‘ : X

G.'\,

. B




Mitél specialis egy krio-TEM? tomographic holder

Electron Imaging

Electron Gun

Ilumsnation
System

Computer-
oonlrolled

Slage
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==+ 2 SPECIMEN

)
Objectve Lens

cryo-shield __

phase plate

direct electron
detector

Lucic et al., JCB 2013



Krio-elektronmikroszkdpos lehet6ségek Magyarorszagon

ami van:
- FIB (de nem krio)
- tobbféle TEM, tovabbiak érkeznek (de egyik sem krio)
- tomogréfia lehet6sége (veszprémi TEM)

kiegészitbk beszerzésével, barkacsolassal megoldhato:
- cryo-plunger
- cryo kiegészit6 FIB-hez
- minta transzfer
- fazislemez
- cryo-shield



Pannon Egyetem, Veszprém, uj TEM — Talos G2 F200X

80 és 200 kV kozoti gyorsitofesziltségen, TEM és STEM modban is mikodtethetd

TEM és STEM képek sokféle képalkotasi médban

TEM pontfelbontas: 2.6 A
TEM informacidlimit: 1.2 A
STEM felbontas: 1.6 A

* Elektrondiffrakcié (szerkezet azonositashoz)

* Kivalo érzékenységl, tobbdetektoros EDS rendszer
(0sszetétel meghatarozashoz)

* Elektrontomografia (3D morfoldgia és 6sszetétel
meghatdrozadshoz)




Krio-elektronmikroszkdpos lehet6ségek Magyarorszagon

ami van:
- FIB (de nem krio)
- tobbféle TEM, tovabbiak érkeznek (de egyik sem krio)
- tomogréfia lehet6sége (veszprémi TEM)

kiegészitbk beszerzésével, barkacsolassal megoldhato:
- cryo-plunger
- cryo kiegészit6 FIB-hez
- minta transzfer
- fazislemez
- cryo-shield

tul nagy falat (draga):
- direct electron detector

megoldas:
- dedikalt krio-TEM vasarlasa mintaelSkészitbvel egyutt



